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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录，附录Ｃ为规范性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３８）归口。

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司、中国科学院物理研究所、中国科学院化学研究所、冶

金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：张毅、陈英颖、沈电洪、刘芬、何晓蕾、邬君飞、栾燕。
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钢表面纳米、亚微米尺度薄膜

元素深度分布的定量测定

辉光放电原子发射光谱法

１　范围

本标准采用辉光放电原子发射光谱法用于定量测定钢表面纳米、亚微米尺度薄膜（金属镀膜和氧化

膜）中膜厚、镀层质量（单位面积）和薄膜中的元素深度分布。

本方法适用于测定３ｎｍ～１０００ｎｍ厚度的钢表面薄膜，适用的元素包括：铁、铬、镍、铜、钛、锰、铝、

碳、磷、氧、氮和硅。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ／Ｔ６３７９．１　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第１部分：总则与定义

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复

性和再现性的基本方法

ＧＢ／Ｔ１９５０２　表面化学分析　辉光放电发射光谱方法通则

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法

ＧＢ／Ｔ２２４６１—２００８　表面化学分析　词汇（ＩＳＯ１８１１５：２００１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ５７２５３　测量方法与结果的准确度（正确度与精确度）———第３部分：标准测量方法精密度的

中间度量（Ａｃｃｕｒａｃｙ（ｔｒｕｅｎｅｓｓａｎｄｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）ｏｆｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｒｅｓｕｌｔｓ—Ｐａｒｔ３：Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉ

ａｔｅｍｅａｓｕｒｅｓｏｆｔｈｅｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆａｓｔａｎｄａｒｄｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄ）

ＩＳＯ６９５５：１９８２　分析光谱学方法　火焰发射、原子吸收和原子荧光　词汇（Ａｎａｌｙｔｉｃａｌｓｐｅｃｔｒｏ

ｓｃｏｐｉｃｍｅｔｈｏｄｓ—Ｆｌａｍｅｅｍｉｓｓｉｏｎ，ａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ，ａｎｄａｔｏｍｉｃｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ）

３　术语和定义

在ＩＳＯ６９５５：１９８２和ＧＢ／Ｔ２２４６１—２００８中给出的术语和定义适用于本标准。

４　原理

辉光放电原子发射光谱法的基本原理为：

ａ）　在直流或射频辉光光源装置中，使样品表面产生阴极溅射；

ｂ）　通过在辉光放电过程中产生的离子溅射和能量转移，使待测元素原子化，进而在等离子体中

被激发；

ｃ）　各分析元素特征谱线发射强度的测量。深度剖析时，发射强度记录为时间的函数；

ｄ）　在深度剖析中，通过（定量）工作曲线，将强度对时间的函数转化为质量分数对溅射深度的函

数。通过测量已知成分参考样品的溅射速率可以建立此校准体系。
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